











Nationaler und Internationaler Tagungskalender

CMMC III. Royal Institut of Techno-
logy, Department of Materials Pro-
cessing SE-10044 Stockholm, Swe-
den, E-Mail: cmmc@matpr.kth.se

25.-27. Aug. Shetfield, UK
EMAG 99. Electron Microscopy and
Analysis Group, Conference and Ex-
hibition. Contact: Institute of Physics,
Fax : +44 (0)171 470 4900, E-Mail:
conferences @iop.org.; www.iop.org

29. Aug.-3. Sept. Lisboa, Port.

13. FECHEM, Conference on Or-
ganometallic Chemistry. Information
and circulars are available from http://
www.fechem99.fc.ul.pt, E-Mail: fe-
chem99 @fc.ul.pt, Fax: 351-1-7500088

5.-8. Sept.  Veszprem, Hungary

4th Multinational Congress on Elec-
tron Microscopy, Veszprem, Hunga-
ry. Secretariat: +36 88 328 643, mcem
@almos.vein.hu, www.vein.nu/confe-
rence/mcem

5.-10.9. Rimini, Italien
EuropaCat-4.  Kontakt: Professor
Lucio Forni, Dip. Chimica Fisica ed
Elettrochimica, Universita di Milano,
Via C. Golgi, 19, 1-20133 Milano,
Italy. Fax: +39-02-70638129, E-Mail:
forn@rs6.csrsrc.mi.cnr.it,  Internet:
http://www.fci.unibo.it/~ec4

5.-10. Sept., Dortmund, Germany
29th Meeting of the German So-
ciety for Electron Microscopy, Dort-
mund, Germany. Dr. Karl Zierold,
MPI f. Mol. Physiol, Rheinlanddamm
201, 44139 Dortmund, Germany. Tel:
+49 231 1206 455, Fax: +49 231 1206
464, E-Mail: karl.zierold @mpi-dort-
mund.mpg.de

6.-10. Sept. London, UK

EPS-11: Trends in Physics. Contact:
EPS-11, Conferences Department,
The Institute of Physics, 76 Portland
Place, London WI1N 3DH, UK. Fax:
+44-171-470-4900

15.-17. Sept. Monterey, CA, USA
18th Annual BACUS Symposium

on Photomask Technology and Ma-
nagement. 15.-17. September 1999
in Monterey, CA, USA. Contact:
SPIE, P.O. Box 10, Bellingham, WA
98227-0010, USA. Fax: +1-360-6
47-1445, E-Mail: spie@spie.org

15.-17. Sept. Neuchatel, Swiss

50-Jahr-Feier, Schweizerische Ge-
sellschaft fiir Optik und Mikroskopie.
Informationen: Dr. Karl Knop, CSEM
Ziirich, Badenerstrale 569, 8048 Zii-
rich, Tel.: (01) 4971415, Fax: (01) 4
916323, E-Mail: karl.knop@csem.ch

19.-24. Sept.  Yokohama, Japan
10th International Workshops on
Glasses, Ceramics, Hybrids and
Nanocomposites from Gels. Secre-
tariat of Sol-Gel ‘99, Department of
Inorganic Materials, Tokyo Institute
of Technology, 2-12-10okayama,
Meguro-ku, Tokyo 152-8552, Japan,
Phone: +81-3-5734-2522, Fax: +81-
3-5734-2877, sol-gel99 @ceram.titech.
ac.jp, http://www.glass.ceram.titech.
ac.jp/sol-gel99/

4.-10. Oct. Seville, Spain
ECASIA ’99. Contact: Jose Maria
Sanz, Dept. Fisica Aplicada, C-XII
Facultad de Ciencias, Universidad
Autonoma de Madred, Cantoblanco,
E-28049, Madrid, Spain. Tel.: 34 1
397 45 08; Fax: 34 1 397 39 69; E-
Mail: ecasia99@uam.es; WWW:
http://www.uam.es/fa/ecasia99.html

6.—11. Feb. Canberra, Australia
ACEM 2000, 16th Australian Con-
ference on Electron Microscopy,
Canberra, Australia. Dr. Stuart Craig.
Fax: +61 2 6246 5000, E-Mail: stuart.
craig@pi.csiro.au, www.anu.au/emu/
acem

11.-13. April London, UK

MICRO 2000 International Exhibi-
tion and Conference London. Royal
Microscopial Society, 37/38 St Cle-

ments, Oxford OX4 1AJ, UK. E-
Mail: exhibitions @rms.org.uk

26.-30. June Singapure

7th Asia-Pacific Conference on El-
ectron Microscopy (APEM). Sin-
gapure, Malaysia, June 26-30, 2000.
Sponsor: Microscopy Society of Sin-
gapore, The National University of
Singapore, The International Federa-
tion of Societies for Electron Micros-
copy (IFSEM), and The Committee of
Asia-Pacific Societies for Electron
Microscopy (CAPSEM). Contact: 7th
APEM Organising Committee, c/o
Electron Microscopy Unit, Faculty of
Medicine, National University of Sin-
gapore 119260. Tel.: 65 874 3216 or
3282; Fax: 65 776 4971; E-Mail:
micngml@nus.edu.sg or medlab2@
nus.edu.sg; WWW: http://www.med.
nus.edu.sg/micsoc/7apem

8.—15.Juli Kona, Hawaii

IUMAS 2000. 2nd meeting of the In-
ternational Union of Microbam Ana-
lysis Societies. Contact: David B.
Williams, Tel.: (215) 758-4224; Fax:
(215) 758-4244; E-Mail: DBWI@
lehigh.edu

9.-14. July Brno, Czech Republic
12th European Congress on Elec-
tron Microscopy. http://www.eurem
2000.isibrno.cz/ Dr. Petr Schauer, Sec-
retary of the Czechoslovak Soc. for
Electron Microscopy (Tel.: (+4205)
41514313, Fax: (+4205) 41514404)
Academy Of Sciences Of The Czech
Republic (+4205) 41514402, Institu-
te Of Scientific Instruments, Kralovo-
polska 147, CZ-61264 Brno, Czech
Republic, E-Mail: petr@isibrno.cz;
csem@isibrno.cz; WWW:  http:/
www.isibrno.cz/csem/

31.July-3. Aug. Philadelphia, USA
Microscopy & Microanalysis 2000,
Philadelphia, USA. Microscopy &
Microanalysis 4, Barlow Landing Rd,
Suite 8, Pocasset, MA 02559, USA.
Tel.: +1 508 563 1155, Fax: +1 508
563 1211, E-Mail: businessoffice @
msa.microscopy.com
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Lapp-Trenn-Sage WS 22

DIE Priparationsmethode
in SEM und TEM

Eigenschaften

— rollende Korner erzeugen weniger ,.Damage™

— minimale Schnitt/Kerbverluste abhidngig
vom Trenndraht 45-80 um

— automatische Zufiihrung der Lapplosung

— Trennlosungen einsetzbar mit Korngrofien
von 1-20 ym

— Schnittflichen wie geldppt

— exakte Drahtfiihrung, dadurch kein Verlaufen
der Schnitte an Spaltebenen

— mittlere Rauhtiefe der Schnittflichen
kleiner 0,5 um

— dosierbarer Schnittandruck

Einsatzbereiche

— Metalle, Legierungen, Einkristalle,
Mischwerkstoffe

— Halbleiter, Si, Ge, GaAs, GaP, CdTe ...

— Keramiken, Metallkeramikverbundwerk-
stoffe, Ferrite

~nnwmaatarial Banctar Branmanzuerdonnler

An den Geschiiftsfiihrer

Antrag auf Mitgliedschaft
in der Deutschen Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie e. V.

DGE/Priv. Doz.-Dr. Ulf-Riidiger Heinrich
ZiegelhofstraBe 27 a
79110 Freiburg

Hiermit beantrage(n) ich (wir) die Aufnahme in die DGE als:
Personliches Mitglied (Jahresbeitrag DM 70,-)

Institutsmitglied (Jahresbeitrag DM 100,-)

Firmenmitglied (Jahresbeitrag DM 150,-)

Technische(r) Mitarbeiter(in) (Jahresbeitrag DM 50,-)
Studentisches Mitglied, Senioren/innen (Jahresbeitrag DM 30,-)
(Studierende werden gebeten, dem Aufnahmeantrag eine Kopie
der Immatrikulationsbescheinigung beizulegen)
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s Die chemischen Elemente
— von A bis Z

Lexikon der chemischen Elemente

Das Periodensystem in Fakten, Zahlen und Daten

Von Dipl. Phys.-Chem. Harry H. Binder, Erlangen. Mit einem Geleitwort
von Prof. Dr. I. Barbur, Member of New York Academie of Science
1999. XIII, 856 Seiten. 96 Abbildungen und zahlreiche tabellarische
Zusammenstellungen. Gebunden.
ISBN 3-7776-0736-3
DM/sFr 178,-/1299,—

Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich die Wissenschaftler
der Grenze des Periodensystems, d. h. dem letzten liberhaupt
moglichen chemischen Element, ndahern. Um mit dieser spannenden
s et EntwiFklung Schritt ha.lten zu kﬁnngn, ist Fachwissen ijbe.r die
in Fakten-;:lflf:‘::dn ch;m;tschen Elir‘neunte in allen Bereichen der modernen Wissen-
aten schaften essentiell.
Dieses Lexikon umfaRt die aktuellen und wichtigsten Daten der
bisher bekannten, natiirlichen oder kiinstlich erzeugten chemi-
schen Elemente: Entdeckung, Vorkommen, Herstellungsverfahren,
atomare, physikalische und chemische Eigenschaften, Radiochemie,
Verbindungen, Verwendung sowie Physiologie und Toxikologie.
Die Fiille an wertvollen Informationen der Elemente von A-Z
machen dieses Buch zu einem Nachschlagewerk par excellence.

S

- Hirzel Verlag Stuttgart . Leipzig

Aus dem Inhalt:
* Die chemischen Elemente von A bis Z * Entdeckungsgeschichte der
chemischen Elemente ¢ Haufigkeit in Erdhiille und Erdkruste

* Dichte und Harte der Elemente « Elektrische Spannungsreihen Beyer.w
i : : alter
* Radioaktive Zerfallsreihen ¢ Naturkonstanten ¢ Internationale Regeln
fiir die Nomenklatur und Terminologie sowie geltende DIN-Nonnen I-ehl'buch
: . 620 er
.Diese Auflage setzt die gute Tradition ihrer organ-
Lehrbuch der Organischen Chemie Vorgénger fort, ist auf der einen Seite fiir |5Chen
Anfinger verstdndlich und auf der anderen emie
Begriindet von 23.,vollig neu bearbeitete Seite ein hervorragendes Kompendium fiir
Prof. Dr. Hans Beyer, und erweiterte Auflage 1998.  alle Chemiker, nicht zuletzt durch das aus- 2. Auflage
weitergefiihrt von Prof. 1176 Seiten. 155 Abbildungen  fiihrliche Sachregister.
em. Dr. Wolfgang Walter, und 24 Tabellen. Der Beyer-Walter wird seine Stellung als soli-
Hamburg, und Prof. Dr. 1 Formelposter. Gebunden. des, traditionelles Lehrbuch, das die Ent- @
Dr. h.c. Wittko Francke, DM/sFr 98,-/6S 715,- wicklung der Organischen Chemie im Laufe el
Hamburg ISBN 3-7776-0808-4 von nunmehr fast 40 Jahren begleitet (und S Hirzel Verlag Stuttgart. Leipig

exzellent eingearbeitet) hat, sicher auch mit
dieser Ausgabe halten.”
(Ulrich Liining in Angewandte Chemie iiber die 22. Auflage)

.la’ ich/wir bestelle(n) aus dem S. Hirzel Verlag, Postfach 101061, 70009 Stuttgart:

___ Expl. Binder, Lexikon der chemischen Elemente DM/sFr 178,—/6S 1299,—  Absender:
Subskriptionspreis gultig bis 31. 5. 1999: DM/sFr 149,-/6S 1088,—

Name
Expl. Beyer/Walter, Lehrbuch der Organischen Chemie DM /sFr 98,—/6S 715,—

Firma/lnstitution

Sofort-Bestellung:

Telefon: (0711) 2582-342 (-341) - Telefax: (0711) 25 82-290
Bestell-Service: . . freecall 0130/2990 mit Bandaufzeichnung.
E-Mail: Service@Hirzel.de

Internet: http://www.Hirzel.de - http://www.DAV-Buchhandlung.de
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Qmu}%; Neues HITACH! FE-REM ©

S-4700

2.5 nm Auflésung bei 1kV

Hoéchstauflosung, EDS und x
Probenwechsel bei gleichen
REM-Parametern

5-Achsen-Motorisierung
Superkonische Objektivlinse

.Semi-in-lens" Design
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Neues HITACHI N-REM

S-3500N

3.5 nm Auflosung im
Hochvakuum

5 nm Auflésung im
Niedervakuum

Leistungsfahiger low-kV-Modus
im Niedervakuum unterhalb
von 5 kV

Kiihltisch bis -20° C fiir feuchte
~ Proben

- N c H l Nissei Sangyo GmbH
- Berliner StraBe 91
2 40880 Ratingen
uments Telefon (02102) 453156 - Telefax (02102) 436858




